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提出了一种方便、科学有效的利用气体吸附法测定二氧化硅干凝胶等多孔材料分形维数（表面分形维数和孔

分布分形维数）的方法，不需要进行一系列的吸附+脱附实验，只需要利用单一气体的一次吸附+脱附实验得出的样
品孔分布、比表面数据，与不同的标尺进行关联，即可同时获得表面分形维数和孔分布分形维数 ,通过误差分析和
校正，保证了结果的可靠性 ,用上述方法测定了二氧化硅干凝胶的分形维数，以 -..法和 /01/法对所得结果进行
了比较和验证，并对吸附+脱附过程所得结果的差异进行了初步分析 ,
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! 3 引 言

溶胶5凝胶方法是制备纳米、多孔材料的主要方
法之一 ,胶体粒子生长、聚集的非线性特征决定了对
溶胶5凝胶过程的任一暂态（溶胶、凝胶以及干凝胶）
而言，往往存在分形特征而且其分形维数唯一，并且

通常与其他结构和性能参数之间存在某种对应关

系 ,干凝胶作为胶体体系的一个阶段，是一类重要的
多孔材料，二氧化硅干凝胶是其中有代表性的一类，

其表面结构和孔分布在统计意义上具有标度不变性

和自相似性等分形特征以及数值唯一的分形维数，

并且与其他结构和性能参数相关联 ,分形维数的测
定方法比较多，主要有气体吸附法［!］、小角 G射线散
射（/01/）法［#］和核磁共振法［"］等 ,其中气体吸附法
常以 H#，IJ#，.#J气等为吸附质，主要应用于多孔
材料比表面、孔分布等参数的测定 ,它操作方便，实
验条件容易实现，而且拥有比较成熟的基本理论、模

型以及定量化的经验公式，如 K7>?6;8L单分子吸附
方程、M4N公式以及 -LO;><98CP经验公式，选择适当
的模型与公式，就可以与实验符合得很好，能够得到

理想的结果 ,因此气体吸附法广泛应用于多孔材料
孔分布和比表面的测定 ,但是，气体吸附法在分形维

数测定方面的应用相对于传统应用还不是很多，而

且大部分仅限于表面分形维数的测定，关于干凝胶

分形维数的测定很少 ,不仅如此，现有的气体吸附法
一般需要改变吸附剂或者改变吸附质粒度［#］，通过

一系列气体吸附实验的比表面计算表面分形维数，

这样就需要做一系列的大量气体吸附实验才能得到

分形维数，工作量相对较大，同时还会引入较大的

误差 ,
本文采用的方法是固定吸附剂和吸附质，不需

要进行一系列的吸附+脱附实验，只需要利用单一气
体的一次吸附+脱附实验得出的样品孔分布、比表面
数据，与不同的标尺进行关联，运用计算机程序进行

线性回归分析，在减少很多工作量的同时，既能够有

效地减少误差，又能够系统的测定材料的表面分形

维数和孔径分布分形维数 ,

# 3 实验

$%&% 干凝胶制备

以正硅酸乙酯（N4J/）为硅源，按照一定配比加
入水、无水乙醇、浓氨水，温和搅拌 " P以上，至成为
均匀、稳定的一相，室温放置陈化至形成凝胶 ,取出
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少量凝胶，室温空气干燥 !" #制备成干凝胶，标号
为 $%&&"’ ( )保持 *+,-、水、及浓氨水的配比不变，调
整无水乙醇的量，使反应物初始浓度分别为 $%&&"’ (
的 (."，(./，(.0，(.1，以相同制备方法和外界条件，制
备成溶胶，继而陈化相同的时间后干燥制得干凝胶

$%&&"’ "，$%&&"’/，$%&&"’0，$%&&"’ 1 )

!"!" 气体吸附#脱附实验

将干凝胶研细，在 !!2/13下，用 *45$674 /&&&型
吸附.脱附装置对干凝胶样品 &2(% 左右进行 8" 吸

附.脱附实验 )

!"$" 用自编程序计算分形维数

运用计算机语言，采用最小二乘法，利用吸附.
脱附数据，分别进行一元线性回归 )为了提高分形维
数计算的准确性与科学性，消除实验测定中可疑数

据对计算结果的影响，在程序中增加了对偏差的考

察，即如果某一数据的偏差超过设定值，则计算程序

将自动将这一数据删除，重新进行计算直到所有数

据的偏差都符合要求为止，最后计算出分形维数 )

/ 2 气体吸附法测定分形维数原理

$"%" 目前比较常用的方法［!］

/2(2(2 固定吸附质

图 ( 固定吸附剂线性回归示意图［0］

当固定吸附质时，选用几何上相似的直径 !（ !
9 ""）可变的吸附剂颗粒时分子数率表面积 :（即
比表面积）与 " 的关系为 #’"$ ; / )两边取对数可得：

<=# 9（$ ; /）<=" > % )通常用 8"，?," 等作吸附质，

表面积用 @+* 法，A’B 法确定，作 <=#’ <=" 图，通过
斜率 & 可求得表面分形维数 $ 9 & > /，如图 (
所示 )
气体吸附装置基于基本原理及仪器设备的原

因，对待测样品规定了尺度大范围，吸附剂颗粒的尺

度变化是有限的，而且理想的分形体是不存在的，实

际材料只有在一定的尺度范围内才具有自相似性和

标度不变性，而且不同材料其具有分形特征的尺度

范围不同，规律性不强，这样在对样品的数据进行线

性回归分析时，可疑数据的取舍将十分困难，很大程

度上要依赖经验，因而此方法由于人的主观原因引

入的误差比较大 )对样品用同一气体吸附质进行一
系列吸附、脱附实验虽然烦琐，也是可以实现的，因

此该方法是目前应用较多的方法 )
/ 2(2"2 固定吸附剂
当固定吸附剂时，选取几何上相似的从大到小

的吸附质时有：’ C!; $." )式中 ’ 为单分子层吸附的
分子摩尔数（!DE<·%

; (），!为吸附质的有效截面积
（=D"），由此分子数率表面积 #（即比表面积）可写为
# 9 ’!C!（" ; $）."，由上式可得

<=’ 9 ; $ ."<=!> %，<=# 9（( ; $ ."）<=!> % )
由此可以看出，只要测定出不同吸附质分子的

有效截面积!和比表面积 #，可从 <=’’ <=!，<=#’ <=!
曲线的斜率求出表面分形维数 $，示意图与固定吸
附质方法类似，可以得到分形维数 $ 为 $ 9 ; "&’

或者$ 9 "（( ; &7），其中 &= 和 &7 分别是 <=’’ <=!
和 <=#’ <=!曲线的斜率 )
由于用作吸附质的气体的极性不同，同时化学

吸附不同所造成的影响有时会很大，得到的数据需

要校正，而且用作吸附质的气体种类不多，可供线性

回归分析计算分形维数的数据较少，所以计算过程

的误差比较大，再加上气体吸附法本身最大可以造

成 F (&G的误差，这样，不同吸附质的吸附附.脱附
实验之间存在的误差也比较大，那么用上述方法测

定、计算得来的分形维数，由于方法本身所限，其准

确性和可靠性就不会很好 )该方法需要将样品用不
同气体吸附质进行一系列吸附、脱附实验，就现有实

验室条件来看，较难实现，因此目前实际应用该方法

计算分形维数的很少 )
/ 2(2/2 基于 HII模型的方法

BJK5JK4等［1］根据 HII吸附模型得到了利用吸附
剂单一的吸附等温线来测定其分形维数的方法，其
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公式为

!"! # " $（#% & ’）!" !" (( )( )$ ，

其中 ! 是吸附的分子数，$ 是相对压力，#% 是表面

分形维数 )该方法的优点是不需要考虑吸附质的选
择，适用于不同的吸附质；然而，用不同吸附质测定

得来的分形维数值会互相矛盾 )

!"#" 改进的方法

针对现有方法误差较大和操作烦琐以及实现难

度大的问题，本文从增加回归分析数据和减少实验

次数两方面来解决，同时用计算机程序代替人工作

图进行线性回归分析，力求准确、精确地测定干凝胶

的分形维数，从而有效地刻画干凝胶等多孔材料的

精细结构 )
气体吸附*脱附实验能够给出干凝胶等多孔材

料的孔容及比表面与孔径的对应关系，利用比表面

或者孔容以及孔在统计意义上的自相似性，可以得

到孔分布函数，孔径可以看作标尺，忽略小于标尺的

贡献，可以得到对应标尺的测量结果 )根据分形的基
本定义［+］，公式推导如下 )
对于任何一个有确定维数的几何体，若用与它

相同维数的“尺”去量度，则可以得到一确定的数值

!；若用低于它维数的“尺”去量度，结果为无穷大；
若用高于它的“尺”去量度，结果为零 )其数学表达式
为 !（ %）! % & #!［+］，同时，由于 !（ %）# &（ %）* %,，
!（ %）!’（ %），则有

&（ %）* %, ! % & #-（即 &（ %）! %,· % & #-），（(）
’（ %）! % & #.， （,）

式中 & 为总比表面，!为累计分布函数，% 为标尺
（孔半径），#-，#/ 分别为表面分形维数和孔分布分

形维数 )将（(），（,）式两边取对数，则得
!"（&）#（, & #-）!"（ %）$ "， （’）

!"（!）# & #/ !"（ %）$ " ) （0）
（’）式与 1234-56［7，8］从热力学角度由 93:2!2;方程导
出的公式一致，（0）式与文献［+］的结果一致 )这样，
根据（’），（0）式，通过线性关系作图：!"（&）< !"（ %）和
!"（!）< !"（ %）就可以得到表面分形维数（#- # , &
(-）和孔分布分形维数（#/ # & (/）)比表面与标尺

% 的线性回归（!"&< !" %）示意图如图 ,，经计算机程序
处理后的线性回归示意图如图 ’ )由于进行线性回
归所利用的数据接近 ,=组，并且在计算机程序中设
定偏差上限，可以将可疑数据除去，从而可以有效降

图 , 本方法线性回归示意图

图 ’ 计算机程序处理后的线性回归示意图

低测定过程的误差，同时由于分形维数计算所使用

的数据来自同一吸附*脱附实验，可以最大限度降低
气体吸附法本身存在的误差的交叉影响 )而且，仪器
以特定气体吸附质（如 1,）测定吸附剂的吸附性能

时，会根据气体的特性选择最佳的吸附模型和计算

公式得到吸附剂的各项吸附数据，而不是对所有气

体吸附质使用同一公式进行计算，有效地降低了

误差 )

0 > 结果与讨论

$"%"&# 吸附’脱附实验数据

材料表面的吸附是化学吸附、拟化学吸附、物理

吸附和毛细管冷凝现象的综合结果［?］，存在单分子

层化学吸附，而脱附则不受单分子层化学吸附的影

响，但是存在脱附滞后现象，因此要对吸附与脱附过
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程进行综合考察 !
干凝胶样品 "#$$%&’，"#$$%&%、"#$$%&(，"#$$%&)，

"#$$%&*用 +,-"./, ($$$型 0% 吸附1脱附装置进行 0%

吸附1脱附实验，以 234方法（利用相对压力的变化
跟吸附量的关系测定比表面与孔分布的方法，

2/,,5..，36785,，4/958/ 对这一方法进行了改进和总
结）得到吸附1脱附数据 !气体吸附实验是通过改变

相对压力来对孔容和比表面进行统计的，不同的相

对压力对应着一定的孔径范围，这样就得到了孔径

分布与孔容、比表面的对应数据 !表 ’和表 %分别为
样品 "#$$%& ’的吸附和脱附数据，其中前 : 列数据
直接通过仪器测定、输出，第 ; 列是通过公式 !" <
（ #$" 1 %%）1!（ #$" 1 %%）或 !" <（ &" 1 %(）1!（ &" 1 %(）计算得
到，而第 =列是由! <!!" 得到 !

表 ’ 样品 "#$$%&’ 234吸附数据

孔径范围

%’1$>’8?

平均孔径

% %1$>’8?

孔容

&1（@@1#）

总孔容

(1（@@1#）

孔比表面

#$ 1（"A!?1#）

总孔比表面

$ B（"A!?1#）

孔径分布

函数 !

累计分布

函数!

’’$$>%—C;’>) ’$%;>: $>$;’C’( $>$;’C’( %>;CC %>;CC =>=: D ’$ E : =>=: D ’$ E :

C;’>)—;=%>( =*:>’ $>’;:C;; $>%)===C =>%:C ’’>$:C (>;; D ’$ E * )>:: D ’$ E *

;=%>(—:;C>( ;%(>( $>’$=’%: $>(*;$’* *>C;C ’;>$)= (>=% D ’$ E * =>)= D ’$ E *

:;C>(—*;’>; :’*>C $>’)):’; $>*$’:(% C>(C% %:>)(C =>%; D ’$ E * ’>:: D ’$ E )

*;’>;—):;>: *$=>= $>’)*:*% $>:);%=) ’’>)*$ (;>==C ’>)= D ’$ E ) %>’) D ’$ E )

):;>:—(=$>) )’)>: $>’’’$=’ $>;*=(:: ’$>;’: )=>:$* %>$= D ’$ E ) )>%% D ’$ E )

(=$>)—(%(>) ();>’ $>$;’(%C $>=%C:C* =>%%’ *:>=%: %>%= D ’$ E ) :>*$ D ’$ E )

(%(>)—%;$>$ %C’>: $>$::)*$ $>=C:’)* C>’’* :*>C)’ (>*= D ’$ E ) ’>$’ D ’$ E (

%;$>$—%’=>= %(=>; $>$:(’;C $>C*C(%( ’$>*=; ;:>*%= :>%’ D ’$ E ) ’>:( D ’$ E (

%’=>=—’;$>C ’==>: $>$:$C$) ’>$%$%%; ’%>C%$ =C>))= ’>%’ D ’$ E ( %>=) D ’$ E (

’;$>C—’%:>C ’)’>C $>$*;(;’ ’>$;;*C= ’:>’;* ’$*>:%) %>:= D ’$ E ( *>*% D ’$ E (

’%:>C—’$)>’ ’’%>C $>$((’:) ’>’’$;:( ’’>;)* ’’;>(:C (>$= D ’$ E ( C>:$ D ’$ E (

’$)>’—=*>% C%>* $>$($=** ’>’)’:’; ’(>()’ ’($>;’$ *>%’ D ’$ E ( ’>)= D ’$ E %

=*>%—:$>’ :;>; $>$*$C=% ’>’C%*CC ($>’’: ’:$>=%: %>%$ D ’$ E % (>:= D ’$ E %

:$>’—):>C *’>* $>$(*$’$ ’>%%;:’$ %;>’=% ’==>$$= (>)% D ’$ E % ;>’$ D ’$ E %

):>C—(;>C )’>% $>$(’;%’ ’>%*C(($ ($>=%* %’=>=(( :>$; D ’$ E % ’>(% D ’$ E ’

(;>C—(’>* ((>C $>$%C’** ’>%==)=* ()>(=( %*(>%’: ’>$$ D ’$ E ’ %>(% D ’$ E ’

(’>(—%*>C %=>$ $>$(*:)% ’>(%)’%; *$>C(* ($)>’*’ %>’; D ’$ E ’ )>)C D ’$ E ’

%*>C—%$>= %%>* $>$);’:’ ’>(;’%== =(>:*C (=;>=’$ *>*% D ’$ E ’ ’>$$

由表 ’和表 %可以看出，样品 "#$$%& ’属于多孔
材料，它具有比较大的比表面和复杂的孔结构，孔径

主要分布于 %—’$8?之间，属于靠近微孔的中孔材
料，而且越接近微孔分布越多，说明其表面非常粗

糙，结构非常复杂 !样品 "#$$%&%，"#$$%&(，"#$$%&)，
"#$$%&*的吸附1脱附实验（数据在此未列出）表明，
它们都具有与样品 "#$$%&’类似的结构，同样主要分
布于 %—’$8?之间，也是一种中孔材料，只是较小中
孔（靠近微孔）所占的比例依次减小，这说明二氧化

硅干凝胶表面随着溶胶中二氧化硅浓度的减少，其

粗糙和复杂程度也在降低 !

!"#" 分形维数计算结果

)>%>’> 本文方法计算的结果
利用（(）和（)）式，将样品 "#$$%&’，"#$$%&%，

"#$$%&(，"#$$%&)，"#$$%&* 的吸附和脱附数据分别代
入，输入计算机程序，得出分形维数结果及相关参数

如表 ( !
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表 ! 样品 "#$$!%& ’()脱附数据

孔径范围

!!*$+&,-

平均孔径

! "*$+&,-

孔容

# .（//*#）

总孔容

$*（//*#）

孔比表面

%& *（"01-*#）

总孔比表面

&*（"01-*#）

孔径分布

函数 ’

累计分布

函数!

223+&—44&+5 2!$+6 $+$&5265 $+$&5265 $+2!& $+2!& 6+46 7 &$ 8 5 6+46 7 &$ 8 5

44&+5—592+& 4:&+& $+$!:6$$ $+$6$!65 &+!2$ !+&$! 9+:$ 7 &$ 8 5 &+6$ 7 &$ 8 3

592+&—5!6+2 534+! $+$:5:55 $+$455&: !+!&: 6+:&3 &+99 7 &$ 8 3 !+:9 7 &$ 8 3

5!6+2—622+2 3:9+$ $+&&:444 $+&9$:29 2+6:& &!+465 &+&: 7 &$ 8 6 &+:4 7 &$ 8 6

622+2—:53+& 6$2+3 $+!694!! $+66$&&& !6+63$ :4+&95 3+59 7 &$ 8 6 4+$5 7 &$ 8 6

:53+&—!49+3 :&$+3 $+:3!23: $+49!956 63+65! 2!+532 &+2: 7 &$ 8 : !+36 7 &$ 8 :

!49+3—&9:+9 !!$+4 $+!56!35 &+$34!!$ 64+293 &:$+33: :+2! 7 &$ 8 : 5+:5 7 &$ 8 :

&9:+9—&65+: &5:+$ $+$92994 &+&35!&4 !6+!9! &36+263 :+33 7 &$ 8 : 9+9& 7 &$ 8 :

&65+:—&&!+$ &!6+! $+$3943: &+!&394$ &9+!65 &46+$9& 6+26 7 &$ 8 : &+62 7 &$ 8 !

&&!+$—93+4 &$!+6 $+$!24:4 &+!664$2 &&+!!5 &23+:&4 6+&5 7 &$ 8 : &+29 7 &$ 8 !

93+4—46+$ 2&+4 $+$:4&4: &+!2&22& &2+!$! !$:+3&9 &+$5 7 &$ 8 ! !+93 7 &$ 8 !

46+$—32+& 5:+2 $+$!95$9 &+:&&629 &2+333 !!!+$46 &+44 7 &$ 8 ! 6+4! 7 &$ 8 !

32+&—66+9 69+3 $+$!96$! &+:6$29! !:+45: !63+2:4 :+44 7 &$ 8 ! 2+69 7 &$ 8 !

66+9—:5+! :9+6 $+$!6522 &+:5332$ !3+$23 !4$+9!! 5+!4 7 &$ 8 ! &+62 7 &$ 8 &

:5+!—!9+3 :!+$ $+$!3522 &+:9&!52 :!+&34 :$:+$49 &+!! 7 &$ 8 & !+4$ 7 &$ 8 &

!9+3—!6+6 !5+: $+$!323$ &+6&4&&4 :9+:!! :6!+6$& !+!& 7 &$ 8 & 6+9& 7 &$ 8 &

!6+6—&9+9 !&+3 $+$:!5&4 &+6694:3 5$+59& 6$:+$9! 3+&$ 7 &$ 8 & &+$$

表 : 样品 "#$$!%&—"#$$!%3的分形维数计算结果（本文方法）

项目 表面分形维数 有效数据数 平均标准偏差*&$ 8 ! 孔分布分形维数 有效数据数 平均标准偏差*&$ 8 !

"#$$!% &
吸附 !+9$:6 &3 :+93 !+6&44 &3 &+2!

脱附 !+53$9 && &+92 &+46$3 && 6+6$

"#$$!% !
吸附 !+2:59 &5 !+2& !+6!66 &3 :+9&

脱附 !+5!42 &! !+23 &+4524 &! 6+35

"#$$!% :
吸附 !+4439 &4 6+:& !+654& &! 6+&6

脱附 !+3339 &: !+2$ &+2&55 &$ 5+$4

"#$$!% 6
吸附 !+45:& &2 6+$4 !+6!93 &! 6+62

脱附 !+6256 &: &+59 &+292& &$ 4+$&

"#$$!% 3
吸附 !+5:22 &2 !+59 !+6245 &! 6+!:

脱附 !+634$ &6 6+$: &+24$6 &$ 4+55

在表 :中，样品 "#$$!%&，"#$$!%!，"#$$!%:，"#$$!%
6，"#$$!%3的吸附和脱附数据分别进行计算，并按同
一参数一一对应进行比较，表面分形维数值是按照

（:）式计算得到的，分布分形维数值是按照（6）式计
算得到的，有效数据数是指在计算机程序计算过程

中，将标准偏差超过指定数值的数据取消后剩下的

进行线性回归分析的数据组数，平均标准偏差即为

所有有效数据标准偏差的平均值 1
6 +!+!+ 本文吸附过程计算结果与以 ;<=><=?的 @))［3］

方法及 ABCA［!，&&，&!］方法计算结果的对照
@))方法前已述及，在此不再赘述 1根据 "#$$!%

&—"#$$!%3的小角 D射线散射曲线，参照文献［!，&&，
&!］描述的方法即可以计算其表面分形维数 1 @))
方法和 ABCA方法计算表面分形维数的结果如表 6 1
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表 ! 样品 "#$$%&’—"#$$%&(的分形维数计算结果

（本文方法，)**法及 +,-+法）

"#$$%&’ "#$$%&% "#$$%&. "#$$%&! "#$$%& (

本文方法 %/0$.! %/1.20 %/33(0 %/32.’ %/2.11

)**法 %/20(. %/21!3 %/22%! %/2(0’ %/2!’2

+,-+法 %/0( %/1( %/1$ %/3% %/(.

!"#" 讨 论

结合表 . 和表 ! 的表面分形维数结果可以看
出，由本文的方法计算出的二氧化硅干凝胶的分形

维数值与用 +,-+ 法测定和计算的结果符合得很
好，而 )** 法测定的分形维数值由于单一模型所
限，在不同吸附模式的临界状态下所得结果不很

理想 4
对样品的分形维数结果比较发现，五个样品的

吸附5脱附表面分形维数和孔径分布分形维数都大
于其拓扑维数［’$］（拓扑维数就是几何对象的经典维

数，在一般情况下，点是 $维，线是 ’维，面是 %维，
体是 .维；拓扑维数是不随几何对象形状变化而变
化的整数维数 4表面拓扑维数为 %，分布拓扑维数为
$），说明两个干凝胶样品都具有分形特性，在一定标
度内具有自相似性和标度不变性 4样品 "#$$%&’，
"#$$%&%，"#$$%&.，"#$$%&!，"#$$%&( 的反应条件一样，
配方也是相同的，其差别在于溶胶的浓度不同，样品

"#$$%&%，"#$$%&.，"#$$%&!，"#$$%&(反应物的初始浓度
分别是 "#$$%&’ 的 ’5%，’5.，’5!，’5( 4样品 "#$$%&’，
"#$$%&%，"#$$%&.，"#$$%&!，"#$$%&( 的吸附、脱附的表
面分形维数依次减小，说明反应体系初始浓度的增

加使胶体的分形生长过程更复杂，得到结构更复杂

的分形体 4这是因为初始反应物浓度的增加会增加
反应物分子之间的相互作用，提高反应速率，使溶

胶&凝胶过程加速，从而形成具有更为复杂的分形结
构的凝胶 4由于二氧化硅的缩聚过程是一个体型缩
聚过程，这种浓度的改变对于最终形成的凝胶的结

构影响较大，因此在分形维数上表现得比较明显 4五
个样品的孔分布分形维数相差不大，说明形成的多

孔材料的结构极为相似 4
从所得分形维数结果特点来看，无论吸附还是

脱附，表面分形维数的标准偏差基本上都略小于孔

分布分形维数的标准偏差，符合误差传递理论；无论

表面分形维数还是孔分布分形维数，吸附和脱附过

程的分形维数值虽然略有偏差，但是都比较接近，而

且有一定的规律，即脱附的分形维数值都略小于吸

附的分形维数值，说明误差主要是由吸附和脱附过

程的差异所引起的系统误差 4其原因很可能是由于
单分子化学吸附和脱附滞后引起的，脱附过程存在

脱附滞后更合理些，这样就掩盖了一部分复杂的分

形结构，测得的分形维数值要比实际的偏小 4
表 .的结果还发现，吸附过程数据有效数据数

均多于脱附过程 4这可能是由脱附滞后现象引起的，
气体的脱附过程过于缓慢，将使仪器对有些少量脱

附气体检测不出，使检测出的数据比实际的偏小，从

而给脱附过程带来格外的误差 4这说明以本实验的
配方、方法制得的二氧化硅干凝胶在通过 6% 吸附5
脱附实验测定分形维数中，吸附过程的数据能更好

地进行线性回归分析，更好地反映其复杂的分形结

构，更深层次的解释有待于进一步的研究 4说明吸附
和脱附过程各有其特点和优、缺点，具体应用要综合

考虑吸附质、吸附剂等实际情况（主要考虑极性和化

学性质），最好是进行全吸附实验（包括吸附和脱

附），进行综合考察 4
在计算分形维数的计算机语言程序中，设定了

可调的偏差上限，某一数据点的偏差超过该值即视

为无效，予以删除 4这样进行处理不是否定实验数
据，而是对可疑数据进行修正，因为实际材料不是理

想的分形体，不会完全符合分形理论公式，需要修

正 4这样，可以根据实际情况调整偏差上限，对数据
进行修正，从而保证分形维数计算结果的准确性 4

( / 结 论

本文基于气体吸附法，利用单一气体的一次吸

附5脱附实验（代替一系列实验）得出的样品孔分布、
比表面数据，与不同的标尺进行关联，同时获得了表

面分形维数和孔分布分形维数，并将所得表面分形

维数与其他方法进行比较，证明了该方法的可靠性

和准确性 4
溶胶&凝胶过程是一个非常复杂的非线性过程，

分形几何可以对其各个阶段的复杂结构进行深刻描

述，通过分布分形维数有望将溶胶和凝胶联系起来，

找到结合点和规律性，实现对溶胶&凝胶过程的细
致、深入的研究 4
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